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System do analizy polprzewodnikow Keithley
4200-SCS

Opis techniczny:

System pomiarowy Keithley 4200-SCS jest modularnym, zintegrowanym
rozwigzaniem pomiarowym przeznaczonym do badan materiatéw, elementow
pélprzewodnikowych oraz zwiazanych z nimi proceséw. Urzadzenie
zapewnia peitna charakteryzacje testowanego uktadu przy uzyciu graficznego
interfejsu pomiarowego, prowadzacego uzytkownika przez ztozone testy.
Obecna konfiguracja obejmuje 4x SMU (jednostka pomiarowa zrodta
Sredniej mocy) i 1x PMU (jednostka ultraszybkich impulsow I-V).

Nazwa handlowa: System do analizy poiprzewodnikow Keithley 4200-SCS

Wiecej szczegolow: /equipment/system-do-analizy-poprzewodnikow-
keithley-4200-scs/

Rodzaj dostepu: Zewnetrzna
Rodzaj akredytacji / certyfikatu: Nie dotyczy

Osoba kontaktowa: Mazur Tomasz
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Osoba kontaktowa - adres strony www: https://skos.agh.edu.pl/osoba/
tomasz-mazur-8414.html

Jednostka odpowiedzialna: Akademickie Centrum Materialow i
Nanotechnologii

Grupa / laboratorium / zespot: Zaktad Fotofizyki i Elektrochemii
Péiprzewodnikow

Data ostatniej aktualizacji: 10 marca 2025 13:31
Rok wprowadzenia do uzytkowania: 2017
Obszary badawcze IDUB:

(POB 5) Materiaty, technologie i procesy inspirowane natura:
biotechnologia, bioinspiracje w inzynierii i nauce o materiatach,
biosensory, bioenergetyka, biokataliza, biokomputery i bioobliczenia

(POB 7) Projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiatow i

przysztosciowych technologii w oparciu o multidyscyplinarne podejscie
laczace inzynierie materialowa z chemia, fizykg, matematyka i medycyna

Mozliwosci badawcze:

Niektérymi z wielu materiatéw i urzadzen, ktére mozna charakteryzowac
przy uzyciu Keithley 4200-SCS sa: grafen, nanorurki weglowe, diody LED i
OLED, kondensatory, rezystory, diody, ogniwa stoneczne, MOSFET, B]JT,
pamieci flash, pamieci nieulotne, itp.

Mozliwosci pomiarowe:

4200-SMU: moze dostarczac napiecie lub prad i jednoczesnie mierzyc¢
napiecie, jak i prad.

Zakres: +210V, 100 mA

Rozdzielczosé: 0.2 pV, 100 fA

4225-PMU: Jednostka dwukanatowa zapewnia potaczenie ultraszybkich
impulsow napieciowych z rownoczesnymi pomiarami napiecia i pradu.

Zakres: 40V 10V

Rozdzielczosc¢: 75 nA

Warunki udostepniania infrastruktury:

Aparatura udostepniania na zasadach wynikajacych z Regulaminu
Korzystania z Infrastruktury Badawczej ACMIiN. (https://acmin.agh.edu.pl/
home/acmin/5 Wspolpraca/Aparatura/

Zasady i koszty korzystania z infrastruktury badawczej ACMiN.pdf)
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